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	「能力鑑定試務管理平台功能新增與維護委託案」服務計畫書要求
	一、 目的：
	二、 工作項目：
	三、 交付與保固項目：
	(一) 當試務管理平台功能異常、或有產出額外急迫需求之報表或統計資料時，接獲通知後四小時內回應處理方式。
	(二) 交付產品/服務：完成之試務管理平台經測試確認合格後，始得更新於正式區。結案驗收時須交付「結案報告」一份及系統原始碼。廠商交付之軟硬體及文件，應先行檢查是否內藏惡意程式(如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、間諜軟體等)及隱密通道(covert channel)，涉及利用非受託者自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。
	(三) 結案驗收完成後之次日起1年內，提供試務管理平台程式維護、資料庫維護等保固服務。
	(四) 於保固期間內，如遇產業發展署對於本網站有任何意見或需求，須無條件配合調整。
	四、 廠商服務經驗資格條件：
	(一) 廠商需求：在政府機關登記合格，無不良紀錄之廠商(檢附設立及登記證明)且不得為陸資企業(包括子公司、分公司、獨資或合夥事業及其轉投資事業)。
	(二) 人力技術需求：
	1. 本案服務廠商之團隊成員必須具有中華民國國籍，不得為外籍勞工或大陸來台人士，於履約期間不得同時於大陸地區工作。
	2. 應具備熟悉iPAS產業人才能力鑑定，瞭解其試務作業運作。
	3. 具資通安全專業證照(需提供證照影本，參閱數位發展部資通安全署資安法專區-資通安全專業證照清單)。且應持續接受資安教育訓練。
	(三) 系統維護：本案服務廠商必須實際參與試務管理平台維護工作，並與本院資訊處共同合作維護及問題排除。試務管理平台上所有相關元件，需求單位擁有永久使用及修改權。
	(四) 本案廠商不得再轉包或分包。
	五、 執行期間：
	六、 驗收指標與查核點：
	七、 付款方式：
	八、 於115年12月15日完成交付項目，經驗收完成後一次付款。
	九、 權利歸屬：
	(一) 受託廠商對於因執行本專案所取得之工研院各項文件與資料，應負保密責任，非經工研院同意，不得授與第三方得知。
	(二) 受託廠商需同意本試務管理平台之原始碼著作權屬產業發展署所有。
	(三) 受託廠商需保證對工作成果(包含網頁相關之圖示、圖形、技術與程式碼之來源等)之使用不會侵害或違反任何第三人之專利、著作權、商業機密、契約權利或其他專有權利，若因違反而造成損害，受託廠商應負一切損害賠償責任。
	(四) 本系統中不得含有惡意竊取個人或公司資訊的程式碼，並遵守中華民國「個人資料保護」相關法令規定。若因違反而造成損害，受託廠商應負一切損害賠償責任。
	(五)


